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MESULOG en quelques mots Mesvlog~

Le service a vofre mesure

0 SARL créée en 2000, proximité Grenoble

0 Développement logiciel sur plateforme NI

0 Partenaire de National Instruments depuis 17 ans
QO Prestation au forfait ou assistance

QO 7 ingénieurs et 1 technicien

Silver
7 NATIONAL Alian,

’ INSTRUMENTS' ‘;':'”';:;:':::.‘

0 100% développeurs certifiés

3 architectes TestStand (5 en France) ‘7NAT|0NAI-
) ' INSTRUMENTS
4 développeurs TestStand (29 en France) Y ————

6 architectes LabVIEW (47 en France)
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Origines (1)

Mesvleg”

Le service a vofre mesure

0 2000 : Banc TFT-Test pour THALES LCD

Introduction d’'un séquenceur dans une application LabVIEW
LabVIEW 5.1 + Test Executive

UUT : dalle comprenant de nombreux écrans LCD
Grande diversité de produits

Pilotage d’un prober
Electronique spécifique

Code modules externes
et paramétrables

=

Table XYZ
CYBERG

Coniroleur 3 axes IDAC

R5 232
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] =
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Origines Mesvileg

Le service a votre mesure

O Test Executive

Editeur de séquence intégré a I'exécutable
Pas de licence de déploiement !

I+ Séquenceur BE
@{?@D@ STOPFED Testz TFT spécifigues =
[Tests TFT.5eq ] | Duerir I Editer I Ex F'asIEH Séql Quilterl -
|3 Sequence Editor - Tests TFT.zeq
Cirdre de Fabrication Dép]_.al:e notif testl File Edit Sequence
Motif type 1 7
P30072.2TP TFT type 1 Resource - 7 Above
TFTCOURE 1 Vg Visat IS PR A il 2| 7 Below
Pl el - I Déplace moti estl.wi Prs Nml Stp
S TFTCOURE 1 Vg Vdlin I Hotif type 1 7 Hotif & tester 7.wi Fre Nml Cnt Mew Step
040750 TFTCOURE 1 ¥d B TET type 1 Test_TFT.wvi Pre Nnl Cnt
Hotif type 2 7 b TFTCOURE 1 ¥g Vd=sat Test_TFTCOURE.wi Fre Hml Cnt Copy Steps
. TFT type 2 b TFTCOURE 1 ¥g ¥dlin Test_TFTCOURE.wi Pre Hml Cnt
Sequence de test TFTCOURE 2 Vg Vdsat & TFTCOURE 1 Vd Test_TFTCOURE. wi Pre Hnl Cnt Cut Steps
Standard . pdHotif type 2 7 Hotif a tester 7 .wi Fre Hml Cnt __| Delidiz
—antar TFTCOTRB 2 ¥g Vdlin RTFT type 2 Test_TFT.vi Pre Nnl Cnt el Sl
TFTCOUEB 2 Wd E TFTCOURE 2 Vg Vdsat Test_TFTCOURB.wi Pre Nml Cnt i
Gt mial (A TEFTCOURE 2 Vg Vdlin Test_ TFTCOURB.wi Fre Hml Cnt -
R b TEFTCOURE 2 Vd Test_TFTCOURE . wi Pre Nml Cnt =] | Undo Step Edits
TTO42P11
Type Limit S pecification Load Specification  Run Mode
- Set - - -
I;awIEW Test —I |{BDDL} Lirnit Spec?fication... II:TLlfcc:ion —I |Norma| —I
ame
Initilization —I | Select Resource. . IContinue vI
Input Buffer? Invocation [nfa?
Rl Edit Dependencies. .. IND vl INo vI
: : Show ¥l Panel at Runtime?
D:“MezuloghProjets\ Thomson LCDAW 2AE eh — :
Compilation. IbY ritislise mesures. v Edit Step Comment... IND 'I
Edit Test I
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Origines Mesvleg~

Le service a votre mesure

0 2001 : Banc caractérisation IC pour ATMEL

TeStSta n d 2 " O I-T'TestStand Run-Time Operator Interface - Sequence Display
+ LabVIEW 6.0 —

A El. Automatic IC characterization bench

Liaison bidirectionnelle Swewoere
avec MS Excel 2000 T e P

Inte rChangeabi | |té du Meastre sheet: I ADC-STAT001-Consumptions
pi |Otage de Sequence! IA_DC—STATDDLseq Step Group: Main =
Loop_init Temp

19 instruments —
Loop_start Temp
dans 8 classes i -

Loop_init ClockFreq

Loop_start ClockFreq

Set ClockFreq

Loop_init Ucca

Loop_start Ucca

Set Ucca

Loop_init Uccd

Loop_start Uccd

Set Uced hd

|»

Sequence Descriplion:
CANSTATO0! : Consumplion measUrement 112400 Cuert Test [ 0
174352 Numberof Tests: [ 63

Juin 2017 teststand @ mesulog.fr 6



Origines (4) Mesvleg~

Le service a vofre mesure

0 2004 : Banc test SDE pour SODIMAS

o Banc initialement imaginé en LabVIEW

Fichier Mode dégradé Maintenance Configuration  Aide

Meﬂllog/ SODIMAS : Banc de test SDE

Jﬁpe | Description | Commentaire ‘ Mode Exec. Status
=5 28 Message “Racoordement’
Logout @ TestUnit #1 Test, Tensions = 24¥DC, 1WDC, Z30WAC, <N... Relais = 00010010 01000110 01000071 00000010
& TestUnit #2 Test, Tensions = <MC>, 10WDC, 230VAC, <NC... Relais = 00011010 01000101 0110007 00000010
End

Reprise

B! Resultat du test: x|

Terminer Test

Quitter Entrées / Sorties Digitales

uii

[TITTTTT _

|

Centrale de mesure

r
r

|_24.13]

Utiligateur: Mesulog |Numhre d'etapes: 3 ‘

Juin 2017 teststand @ mesulog. fr




Origines Mesvleg~

Le service a votre mesure

0 2004 : Banc test SDE pour SODIMAS

[E% Edition Test unitaire V0.01

Un seul StepType d’édition !

— Test — Centrale de mesure
Description Temps sur\u'eillanceglI 1.0 s
r CONTACT COMMANDE FREIN KIM1 .
 TestStand - Sequence Editor [Edit] 100 (] 5[ 00| oc[THlac
File Edit View Execute Debug Configure Source Control Tools  ‘Window 102 [] [ 0.0] oc[TMMac
" . ; 103 (] 4 00| pc[IIlac
tain | 5 Cl P T Wi MainSequeny —Tensions — —Relais : L
etup 2anup | Farameters | Locals e 104 (14 00| oc[IMMac
Skep Drescription T 230 WAL D:lm 105 (] 2 0.0 pc[TINac
Break_Technicien Action, Call Execution.Break T2 400 AT - 106 (14 0.0 oc/IMac
10-BEORNIER REPARTITELR Test, Tensions = ‘400 VAC 5 [l 24v0C EEROEER0 .
107 0.0 [ |
O ALIMEMTATION SECU Test, Tensions = 230 YAC, 400 VA 0O © 18 19 20 21 22 23 24 U HQ be A
(0 20-BLIMENTATION COMPOSANTS Test, Tensions = ‘230 YAC, ‘400 Vi 1e [(TITITIT] 105 [1 3 0.0]oc[TMAc
O F0-CONTACT COMMANDE FREIM KM1 Test, Tensions = '24 YDC' 75 [ 10voc 109 [] g‘ 0.0 | pe [T ac
r . . . 25 26 ZF 2% 29 30 21 32
J ALIMEMTATION SECU Test, Tensions = 230 WAC, 400 ¥y T6 [] Externe D]]m 10 [] gm b [T ac
? 3 MTACT COMMANDE FREIMN KM1 Test, Tensions = AC, 400 VA 17 110 YAC .
{2 40-CONTACT COMMANDE FRY Insert Step N Temps stabilisation 3 1.0 |s 11 (13 oo oc[TIMac
0 ALIMENTATION SECU 12 [ 5 a.0]oc[TMlac
O F1-CONTACT COMMAMDE FR Edition Test Unitaire. .. ChrlH+E — Traitement d'erreur 115 &
- O3 0.0 pc[TRNAc
.} 50- PRESENCE BRETELLES VA
M Fichier texte | Fichier i 114 [1 4 0.0 pc[TIMac
0 51-PRESENCE CARTE METIER|  Preconditions. .. Chrl+R cesage | Tenerimas | TEnerinage *
Texte du message 115 [] gﬂ oC [T &C | Tachy
ALIMEMTATION SECL 1 * CONTROLER, LE CABLAGE SUIYANT -~ 16 (12 240
@ Breakpoint b 01> 52 Dal_2s0jocTMac | ree
Run Mode 4 ML G- KM3.1 17 (13 oo oc[TIMac
: KM3 Ol REDRESSELIR. AZ - KMZ OLI
Edit T T TS e TP REDRESSELR. &2 113 D gm e |:|:.AC
KM3 &1 - KM3 OL REDRESSELIR, +
KM3 OU REDRESSEUR - ---> KM3 A2 ¥ ue [ 3 00 pc[Tlac
120 [7] 3 24.0| pc [N AC MESLLOG
2004
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Diversité des réalisations (1) Mesvlog~

Le service a vofre mesure

0 Bancs réalisés par MESULOG

o 30 bancs TestStand réalisés en 16 ans :
o Taille entre 40h et 2000h, moyenne ~300h

0 Support et assistance
o Architecture et support sur une dizaine d’autres bancs




Diversité des réalisations

a Bancs multi-UUTS

Process Model : Sequential

Fie View Execute Debug Configre Help
Mesulog~ RAMSES TestBench RADIALL{®
=l
Execution Power Supply Timing Current Cycle Statistics
it Max, Test Time  Time Elapsed Cycle Time Options Time Cyce #  Total Nb Cycles Kb LT
V1 mv i - Starting ate e
E—— 3l o4:00 [03:58 [Ts71: [o000: [ 2500 /[ 2500
o o008 - | weel[[10/11/2008 00:00 %5
— Stark Date & Time
& o.00f8 | 13/11/2008 09:39 | o il | . EEen @
Interface 1 | Interface 2 | HFResist | R-HFResist | TLMResist | (TLMResist |IPUvaksge |IDOvakage | Act. Current | Switchingtme |
s PDT | SPDT SMA 3GHz Failsafe 12¥ TTL
Resistance volkage  Current  Time
ta) [0) [ By e
Ststus "HF R-HF TLM M TRU DO Actustor Switching 28.0m-| cmof~
1 Ref: RST0423030 100 (4 85m  Inf S0.2Zm  Inf MW 860 MW NaM 36.0m-]
Bty o THABFAED 102 (4 88m  Inf 497m  If 16,80 MM MM MaM
2 Ref:RS70423030 200 4 2m  Inf e0dm  Inf  MaN 1000 Nah  NaN B
Batch : 0810797136 202 (4 88m I 57.9m  Inf 1670  MaM  MaM  NaM 22.0m-|
3 pef: RS70423030 G004 87m  Inf 60dm  Inf  MaN  9.50  MaM  NaM e
(xfizh 8 PR G302 4 87m I S7.5m  Inf 14.90  MaM  MaM NaM
4 pef:RE70423030 400 4 eBm  Inf e06m  Inf  Mal  7.60  Ma  MaM T
Batch : 0810797136 402 4 7.3m  If 57.9m  Inf 18.60  MaM  MaM  NaM 16.0m -
5 pef: RS70423030 500 (4 B4m  Inf S8.0m  Inf  MaN 800 MaM  NaM SR
lizh PR S02 4 e7m I S5am  Inf 1590 MaM  MaM  NaM
6 B 500 (4 NaN  MNal  MaN  Mah  MaN  Mal NN Nad B
602 (4 NaN  MaN  MaN  MaN  MaW  MaM  MaM  NaM 10.0m-
7 . I r | ! 1 ! | . | ,»MW’
Ref | RS70423030 701 86m  Inf 57.9m I MaN 850 NaW MaM E.Dm_,'ﬂ"‘;’ﬂll“‘* e e By o el ..I,mlm,MN‘_‘ i
Batch : 0810797136 702 (4 90Om  Inf Se.2m  Inf 1650 MeM  Mal  MNaM b 'Il‘l‘\u"wk‘p,‘n.yfi"‘.’w:w\?;:ﬂ” g
8 pef: RE70423030 a0l @ 8.6m nf nf Inf Makl 7.0 Mab NaM .0m |
Batch : 0810797138 802 @ 8om Inf 55.8m  Inf 1770 HMaW  MaM  MNaM 4.0m-]
9 pef: RS70312L00 900 4 92m  Inf MaN MaN  MaN 400 MaM  NaM .
Batch : 0810757134 902 4 82m I MaN  MaN  7.90  MaM  MaM  MaM i
10 : 1001 & 83m Inf Mab  Mal  Mab 340 Mal MaM 0.0+ ' i ' ' ' i i i
Bzfmg;?g;é;?; 0 O 80m 1 Mon Waw o0 Mow | ren Nam 000 0020 00:40 OLOD 01:20 OL40 0200 0220 0240
11 pef: RE70312100 1101 4 8Fm Inf Mah  Hah MaN  3.30 Mal Mall
Batch : 0810757134 1102 (4 88m  Inf  MaN  MahN  7.50  Msh  Mab  MaM
12 per; ps703L2100 1200 (4 7Sm  If  Mal  MaW  MalW 380 MM Nah
Gxfizh 8 GAHIPRARN) 1202 (4 87m  Inf  MaN  HNah  7.90 sl Mh  Mah
13 pef: RE70312100 1300 4 8.Em Inf Mah  Hah MaN 370 Ma Mall
Batch : 0810757134 1302 (4 9dm  Inf MaN  Mah 800  Msh  Mab  Mal
14 . Mty Mah_ Hahl fah
had Hahl  Hiahl Mahl
15  pef: RE70312100 1500 4 8am Inf Mah  Hah MalN 390 Ma Mall
Batch : 0810757134 1502 (4 @4m  Inf Ma  MaW 80 MaW  MNaW  NaM | gppdo
16 pef: RS70312100 1600 d 81m Inf Mah  HaN MahN  3.30 Makl Makl 600 | | | | I | I | | I I |
1e02 4 B.7m Inf Mah  Nah  7.60 Mahl Mahl Mah 000 00:20 00:40 0L00 01:20 01:40 0200 0220 02:40 0300 0%20 0340 0400

@sule

Le service a votre mesure

LAUREAT

b

Concours d’article NIDays 2009
Meilleure réalisation

« instrumentation / test électronique »

Juin 2017
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Diversité des réalisations () Savlllo

Le service a vofre mesure

d BanCS mUItl'U UTS Process Model : Sequential

File Edit Execute Debug Configure Aide

Banc de test IMoTeP Radialll ‘x,

Progressian Mesures du module sélectionné
e — Debut | b | palierT RN Tests Rx Température Mesures Rx
Démarrer test
Temps écoulé | b | [ Chi Ch2 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 Ch7
Cell| 6| Modul
T Sens. (dBm) w
st en cours: Statut |
Référence de produit Ampl. (mV) "z
DLM3RXKOXK PPlitter (ps) L
BERT a | [Scope a | [Etwve o RMSlitter (ps) 1]
R emme P — e ] Numéro de série Rise (ps) 14
15DEMO021500343 Fall (ps) "
EC b PPJitter tim Mesure] s | Sens, SDO (dBrm)
DataRate oo RMSlitter tip Sens. SDOF (dBrm)
Rise o Alimentation o 3
CPts a Fall iy Tension| b |
st e | Cournn|__aawmn]
-
Matrice RF
DataMultiplier ¥ Voie El
mm | DLM3R0000C a2 DLM3RI0000¢ a3
15DEMO21500654 15DEMO021500655
=i
1 ? 2 srasomoooo” |3 srzsomocoo’” | 4 strasaocooad” | © 2 € siasoooocnc”’ |7 2 8 sirosomooood” @ 2
15DEMO02150001 || 15DEMO02150002 | 15DEM02150003 15DEMO02150003 15DEMO2150007
= i
M | DLM3RII0000K a2 DLM3R0000X a3
15DEMO021500342 15DEMO21500943
-

"

=
M | DLMOAX00K ol | DLMOZXI0080 a3
= 15DEMO21500123 15DEM021500124
v
sim | SLM25130000 a2 SLM25 1300000 ol SLM25130000¢ a4 SLM251C000X ol ks SLM257300000
— 15DEM02150016 15DEM02150017 15DEM02150018 15DEM02150019 15DEM02150021
v

i

<

Juin 2017 teststand @ mesulog.fr




Diversité des réalisations esvleg”

Le service a votre mesure

a Bancs multi-UUTS

fle Execute Debug Configure ook Help

Process Model : Parallel

Mesvieg~
B — Logaut

Product Type Revision

| s9_rpcaBmver v [ ¥ J— & |
Sorm Last Product i 1o B |2 [vyl
|59 1PcaBIET 33,520 |

Operatar | Power Supplies \ Suitches \ Digital [JO Scope DUT Communication

0 1 2 3 4 5 6 7

Current UUT Current UUT Current UUT Current UUT Current UUT

Current UUT Current UUT Current UUT
s | Sitl| MO046208032020541 s | Sin | s | Sin | sin | Sin |
starus | Waiting for DUT.... Status| Running... Status | Status| Status | Stakus | Status | Status |
step | PreUuT Step| video test step | Step| step | Step| step | Step|
Progress Progress Progress Progress Progress Progress Progress Progress
I I I I I I I
Message Message Message Message Message Message Message Message
Coloque um Teste em
novo receiver e andamento...
feche o Jig
Action Information
READY RUM  PASS  FAIL READY RUM  PASS  FALL READY RUM  PASS  FAIL READY RUM  PASS  FALL READY RUM  PASS  FAIL READY RUM  PASS  FALL READY RUM  PASS  FAIL READY RUM  PASS  FALL
v 9 9 9 v U @ 9 vy 9 9 9 v 9 9 9 v 9 9 9 v 9 9 9 vy 9 9 9 v 9 9 9
Last UUT Last uuT Last UUT Last UuT Last UUT Last UuT Last UUT Last UUT
5[ MOD46208022020535 Siti[ MDD46208032020533 si| sin| si| sin| sin | Sin |

Execution Time 10.385 Exxecution Time: 314s Execution Time 0.00s Exxexution Time: 0.00s Execution Time 0.00s Exxexcution Time: 0.00s Execution Time 0.00s Exexution Time: 0.00s

PASSED

Statistics Statistics Statistics

Statistics Statistics Statistics Statistics
Tested 125 Tested 108 Tested[ O Tested[ 0 Tested[ O Tested[ 0 Tested[ O Tested[ O
ULTPassed [ 88 UTPassed[ B3 UlTPassed[ O uTpassed[ 0 UTPassed[ O uTpassed[ 0 UTPassed [ O uTpassed[ O
UTFaied [ 14 UTFaled[ 5 unTFaled [ O UTFaled[ 0 uoTFaed [ 0 WTFaled[ 0 uoTFaled[ 0 WTFaled[ O

field | 86.209% Vield| 94.60% field | 0.009% vield|  0.00% fied | 0.009% vield|  0.00% fied | 0.009% Vield

0.00%

teststand @ mesulog.fr 12



Diversité des réalisations (5)

a Bancs multi-UUTS

Le service a vofre mesure

Process Model : Batch

File Edit Execute

Debug Configure

Mesvleog~

Le service & votre mesure

Help

Preduct

Diris Gxx

— Product Infermation

Product Name Sample Number

e

Functional Test Bench

— Product Information

Product Name Sample Number

Sequlel@ Gxx_FunctionalTest_demo.seq

| a0 ||

o

| emen ||

Serial Number Firmware

VLO Serial Number Firmware

VLo

~Socomec

Innovative Power Solutions

I

Sample Number

— Product Information

Product Name
| @0 ||

Serial Number

Firmware VLo

TE“IE MainSequence

| mora00153 | 15101

|| 0216 | mzzomzo | [ 15104

|| sso2u4g

[ m2mou2 || 1si01 | ssoome

|

Station

| heos

Comment

- Maintenance
Bl Test Waiting
Bl Test Running

— Multimedia

Start Time
End Time

Remaining

2016/03/01 18:50:56

2016/03/01 18:53:57

00:00:00

— Socket Status

— Socket Status

Test P.

Progression

— Sequence

Test P

Remaining Time | Progression

— Sequence

Remaining Time

— Socket Status

Progression

Remaining Time

— Sequence

Etape
G FRQ142-01_FileSystemldent

G FRQB2-01_DynamiclP
Goe_FRQB4-01_StaticIP
G FRQB4-02_MACAddress

Groc FRQT0-01_SlaveModbusOver TCP
Goox FRQT0-02_SlaveModbusOverTCPyd

Gooe_FRQ100-01_DateTime
Groe_FRQ159-01_I0LogicalOption
Gooc_FRQ155-01_SystemAlarmEmail
G FRQ155-02_SystemAlarmSNTP
Goe_Grer FRQ155-07_RTCBatterylevel

Gio_FRQ106-01_OperationHourCounters

G FRQB1-01_SlaveModbusRTUOverUSB

Goe FRQT1-01_SlaveModbusRTUQverTCP
Groe FRQT1-02_SlaveModbusRTUOver TCPxd

Status

Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed

Etape

Gix_FRQ142-01_FileSystemldent
Giox_FRQ106-01_OperationHourCounters
Gix_FRQ63-01_DynamicIP
Gex_FRQB4-01_StaticIP
Gix_FRQG4-02_MACAddress
Gio_FRQB1-01_SlaveModbusRTUOverUSE
Giox_FRQ70-01_SlaveModbusQverTCP
Gix_FRO70-02_SlaveModbusOverTCPsxd

G _FRQ71-01_SlaveModbusRTUOverTCP
Gio_FRQ71-02_SlaveModbusRTUQverTCPxd
G FRQL00-01_DateTime

Gio FRQL59-01_10LogicalOption
Gix_FRQL55-01_SystemAlarmEmail
Giox_FRQ155-02_SystemAlarmSNTP
Giox_Goc_FRQ155-07_RTCBatterylevel

Status

Passed
Pasced
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed

Status

Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed

Ftape
Goe_FRQ142-01 _FileSystemIdent
Gioe_FRQ106-01_OperationHourCounters
Geee_FRQB3-01_DynamiclP
Giee_FROG4-01_StaticIP

Gioe FRQG4-02_MACAddress

G _FRQB1-01_SlaveModbusRTUOverUSE
Giee FRQT70-01_SlaveMedbusQverTCP
Gix_FRQT0-02_SlaveModbusOverTCPxd
Gioe FRQT71-01_SlaveModbusRTUOverTCP

G _FRQT71-02_SlaveModbusRTUOverTCPxd
Giee_FRQ100-01_DateTime

G FRQ159-01 10LogicalOption

Gioe FRQ155-01_SystemAlarmEmail
Ge_FRQ155-02_SystemAlarmSNTP
Gioe_Geox_FRQ155-07_RTCBatterylevel

Juin 2017

teststand @ mesulog.fr




Retours d’expérience (1) Mesvlog

Le service a vofre mesure

0 Positionnement du séquenceur

TestStand

Langage j‘> Langage




Retours d’expérience (2) Mesvlog

Le service a vofre mesure

O Principes fondamentaux

o « Coller » aux principes de TestStand
o Minimiser les modifications du Process Model > Callbacks
o Ne pas « réinventer » le fichier SEQ > utiliser SeqEdit

o Distinguer la stratégie de test du code bas niveau
o Penser « modularité » et « capitalisation »

o Exploiter les fonctionnalités natives
o Setup / Cleanup
o Privileges utilisateurs
o Results logging
o Multi-thread, multi-execution
o Multilingue

Juin 2017 teststand @ mesulog. fr




Retours d’expérience (2) Mesvlog~

Le service a vofre mesure

O Mise en place de niveaux d’abstractions

Dépendant du produit

MAL (Measurement Abstraction Layer)

HAL (Hardware Abstraction Layer)

Instruments

Juin 2017 teststand @ mesulog. fr _



Retours d’expérience (4) Mesvlog

Le service a vofre mesure

O Utilisation de CST (Custom Step Types)
» Edition

s DAQmMx Global Channel
tep Jescription
S ) % POWER_ON =
= Main (1) Value
._j‘."u’rite Digital Output Set Digital Line <undefined: to False - TRUE
<End Group> Insert Step »

# Cleanup (0) 0 Configure.. CTRL+E | ‘ [ ok | [ conca

Specify Module CTRL+M

o Meilleure lisibilité de la séquence de test

Steps: MainSequence - I

Step Description Settings

Setup (0)

= Main (3)

OTum Power On Set Digital Line ‘PowerEnable’to True
'@] Power Congumption Test Call Power Consumption in <Cument File>
O‘Tum Power Off Set Digital Line ‘PowerEnable’to False
<End Group>

Cleanup (0)




Retours d’expérience (5) Mesvlog

Le service a vofre mesure

Q Créer des palettes orientées métier

= Modbus

M Open TCP

M Open RTU over TCP
: g:::gs:lijl:lit D StationGlobals Ressources UUT |
M Close

= Standard Funclions

~#% Read Coils (FO1)

~#% Read Discrete Inputs (FO2)
¥ Read Holding Registers (FO3)
~# Read Input Registers (F04)

- #% Wite Single Coil (FO5)

- #% Wiite Single Register (FO6)
¥ Read Exception Status (FO7)
- M Wite Muttiple Coils (F15)

- # Wite Muttiple Registers (F16)

* Mask Write Register (F22) Address Mb Registers .
¥ Read/Write Muliple registers (F23) ‘ : o082 3B
~# Read Device Identification (F43)

EIEF Custom Funclions © Mesulog [V 0K ] lx Cancel ]

..... # Custom Function (P

Connection Mame

Write Multiple Registers

Address Registers Value

x €350 X 12F4 | =

x FFSE
x ADC2

]
x ]
0~

Read Multiple Registers

Juin 2017 teststand @ mesulog. fr




Retours d’expérience (©)

0 High-Level CSTs

High Level

Custom Step Type

Low Level
Custom Step Type

1

Driver

e =

TestStand

D e e =

LabVIEW

Mesvleg”

Le service a vofre mesure

e
Select Acronym... g
AcromymBrowser
Item Description B
23 Product q
[ 8 COMEBoard E|
[ 8 Trveerter
=55 Measurements
ArAlrAdm kAN 00 Output Load Rate
Output Load Rate L1
Output Load Rate L2
ArAInASm DD Output Load Rate L3
Al kAN Output Apparent Power
ArAlnAmbAN0S Output Active Power
ArAlrAdmbAN0G Output current L1
Al mANDT Output current L2
ArAlrAm AN Output current L3
ArAlnAfm AN Output Neutral current
AkdAInAdimbADLD Output woltage L1
ArdlndfmiAn 11 Outputwoltage L2
Shlmadrabdl12  Outputvaoltage L3 il
o A b dTes & fonn b AN D ke s e Fom i
Acranyrm: |.-'1\MIanmMUlJl |
7 o) o]

TestStand Idea Exchange : Sequence adapter available for substeps

Juin 2017

teststand @ mesulog.fr



http://forums.ni.com/t5/NI-TestStand-Idea-Exchange/Sequence-adapter-available-for-substeps/idi-p/2350748
http://forums.ni.com/t5/NI-TestStand-Idea-Exchange/Sequence-adapter-available-for-substeps/idi-p/2350748
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Retours d’expérience (7) Mesviog~

Le service a vofre mesure

0 Role de l'interface opérateur

Sélection de la référence (et/ou séquence) a tester
Visualiser le contenu des variables internes TestStand
Eviter la communication avec le matériel

Utiliser les points d’entrée de configuration (menus)
Doit permettre le debug avec SeqEdit

TestStand API

TestStand Engine (Server)
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Retours d’expérience () Mesviog~

Le service a vofre mesure

0 Développement de I'interface opérateur
o A partir de I'exemple « Full Feature »

o Langage préféré : LabVIEW
o Utilisation de XControls
o Utilisation de Sub-panels

o Visualisation du contenu de I’exécution

3 Shared
Interface Opeérateur Variable

Engine

Interface Opérateur

UlMessage

Moteur TestStand
(Serveur ActiveX et API)

Moteur TestStand
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Sequence
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Retours d’expérience (9) Mesvleg

Le service a vofre mesure

O Autotest

Test de la connectivité des équipements (ProcessSetup)

a Veérification, calibration

Nécessite éventuellement un dispositif spécifique
Intégration aisée dans un menu TestStand

B} Autotest Matrix Results
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Retours d’expérience (10) Mezsvlog~

Le service a vofre mesure

0 Mode manuel
Pilotage instruments du banc
Idéalement réutilisation du HAL (TestStand)
Garantir un fonctionnement similaire au mode automatisé

Comment déclencher I’exécution d’une sous-séquence avec
passage de parameétres depuis I'interface opérateur ?

Pilotage manuel
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Retours d’expérience (11) Mesvlog~

Le service a vofre mesure

0 Organisation du code
o Dissocier ce qui est générique de ce qui est dépendant du produit

o Autrefois :
o Generic
o Specific
o Désormais :
o Framework (cycle de vie lent)
o { Instruments }
o Products (cycle de vie court)




Retours d’expérience (12) Mesviog~

Le service a vofre mesure

0 Déploiement et mises a jour
Création d’une distribution avec I'ensemble des dépendances ?
Installation outils de développement avec licence non activée ?
Création installeurs complet (avec run-times) ?
Déploiement via un SCC (par ex. SVN) ?
Comment ne pas écraser la configuration locale du banc ?

0 Recommandations
Eviter installeur complet trop lourd a mettre a jour et a diffuser
Avoir au moins un banc avec le code source
Privilégier le déploiement via SCC pour la partie « Products »
Ajouter les versions de Framework et Products dans le rapport
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Retours d’expérience (13) Mesviog~

Le service a vofre mesure

O Passage en run-time
Nécessaire pour minimiser le cout des licences
Utiliser les CST en mode run-time (si utilisation LabVIEW)
Privilégier la bascule au niveau de I’adapter LabVIEW

Attention aux Vlis appelés a la fois dans l'interface opérateur
LabVIEW dans un module de code

0 Gestion trace
Pensez a mettre I'appel de sous-séquence en « Disable Tracing »

0 Log des résultats
Cochez « Disable Result Recording » dans les sous-séquences

possédant une boucle
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Conclusion Mesvlog~

Le service a vofre mesure

0 NI TestStand est un outil puissant que I'on peut adapter
a chaque besoin en test automatisé

0 N’hésitez pas a faire appel a des partenaires NI...




Ressources Mesvlog~
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Le service a vofre mesure
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Questions Mesvleg~

Le service a vofre mesure
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